UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
Programa de P6s-Gradua¢io em Engenharia

Metalurgica, Materiais e de Minas
Ay Antdnio Carlos, B627 - Campus da UFMG - Pampulha
Escola de Engenharia - Bloco 2 - Sala 2230 - Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901
Tel.: 31 3409-1801/3652  Fax: 31 3409-1815  e-mail ppgemi@demet.ufmg.br

EMT894 - Caracterizagdo de Materiais por Difracao de Raios X

Elementos de cristalografia; Producéo e propriedades dos raios-X; Difracéo de raios-X:
direcdo e intensidade dos raios-X difratados; Métodos experimentais;, Aplicacdo da
difratometria de raios-X para determinacdo da estrutura cristalina e parametros de rede,
tamanho de particulas, tensbes residuais e textura cristalografica de solidos cristalinos.
Desenvolvimentos recentes e sua aplicacéo.
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